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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
i A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-8: Examens et mesures — Immunité a 'éclairement extérieur

AVANT-PROPOS

1) L4 CEl {(Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de nofmalisation(composée
dd I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de 1g/€ ]:: objet de
fajoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normg aines de
t'dlectricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, erhationales.
Ldur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tott Co sressé par le
syjet traité peut participer. Les organisations internationales, gouverngme ntales, en
lidison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEl _colabore ganisation
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées jjarse ions.

2) Lgs décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui conee iong techpiques, prépanés par les
cdmités d'études ol sont représentés tous les Comités nationaux s'in{é s questions, expriment dans
la|plus grande mesure possible un accord international suf les Suje

3) Ces décisions constituent des recommangdati inte i ié ous forme de normes, de rapports
tefhniques ou de guides et agréées co € 3

4) Dans le but d'encourager l'unification interhationa ités \nationgux de la CEl s'engagent & appliquer de
faon transparente, dans toute la mesure-possi s ‘Normes internationales de la CEl dans leyrs normes
nationales et régionales. Toute diverg de la CEIl et la norme nationale oy régionale
cqrrespondante doit étre indiquée en ter s

La Norme internationale 3 Ablie par le sous-comité 86B: Dlispositifs

d’interconnexion et ibres’ optiques, du comité d’études 86 d¢ la CEl:

Fibrgs op,tjques:

Le tgxte de cette nor i es doguments suivants:

Rapport de vote
86B/596/RVD

Le rapport.de’Xote.indigaé dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vpte ayant

aboliti a 'appraobation de cette norme.

La CEFA1300 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Dispositifs

d’interconnexion et composants passiis a fibres optiques — Meéthodes fondamentales d’essais

et de mesures:

Partie 1: Généralités et guide
Partie 2: Essais
Partie 3: Examens et mesures
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS —
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 3-8: Examinations and measurements — Ambient light susceptibility

FOREWORD
1) The IEC [International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for stapdgrdi i ising
all natiomal electrotechnical committees (IEC National Committees). The object o the 1EC™. ote
internatidnal cooperation on all questions concerning standardization in the electrigal \ans ic fiels) To
this end |and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards, ir/preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested/in~th Y ay
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governme 'a{:ng
with the IJEC also participate in this preparation. The IEC collaborates clo ion

for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined eme two

2) The formpl decisions or agreements of the IEC on technical mattgrs, pfep icaP committees on wrich
all the National Committees having a special interest therein are . eXpress, &s nearly as possible] an
internatignal consensus of opinion on the subjects

3) They haye the form of recommendations for ik iona i ed in the form of standards, techifical
reports of guides and they are accepted by the Nati itteas(i e.

4) 1In order |to promote international unification, IEC National itttes undertake to apply |IEC Internatipnal
Standards transparently to the maximum ex i heir /national and regional standards. Any
divergenge between the IEC S}4 P i ational or regional standard shall be clgarly
indicated in the latter.

International Standard 1E( Q-3 pared by sub-committee 86B: Fibre optic

interconngcting 'dev@m of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this standard\is based

\ D& Report on voting

\ \QGB/523/DIS 86B/596/RVD

Full information~on the_vating for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated’in the above table.

IEC 1300 consists of the following parts, under the general title: Fibre optic interconnecting
devices and passive components — Basic test and measurement procedures:

Part 1: General and guidance

Part 2: Tests

Part 3: Examinations and measurements
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DISPOSITIFS D’'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
) A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-8: Examens et mesures — Immunité a I’éclairement extérieur

1 Généralités

1.1 [Domaine d'application et objer

L'oblet de la présente partie de la CEl 1300 est de mesurer I'immuni f a fibres
optiques au couplage de la lumiére provenant de sources de lumiefe 1¢ les voies
optiques.

1.2 | Description générale

Cettp procédure simule un éclairement idéalisé d’up-cc ibre compris
ses fibres amorces associées) par une source iu antité de
lumire couplée dans une ou plusieurs voies de 'intensité
d’écljairement (irradiation).

2 Matériel

L'appareillage et le montage de
comprendre les éléments suiva

rés en figure 1. L'appareillage doit

2.1 | Source de lumig

cohérente ayant un domaine spectral couprant les
spécimen. Etant donné que l'immunité préyue de la

jques a P'éclairement extérieur est trés réduite, iljt'agira en
ion a la

agit d’un

lumiére
Ee ou un
umiére a
dans la

2.3 Chambre de lumiére

Le but de la chambre de lumiére est de permettre, autant que possible, I'éclairement du
spécimen dans toutes les directions par la source lumineuse extérieure. Dans le cas de
composants de petites dimensions, la chambre idéale est une sphére intégratrice. «Petit»
signifie ici que les dimensions du spécimen sont égales ou inférieures a 20 % du diametre de
la sphére. Comme alternative, le spécimen pourrait étre éclairé dans une seule direction et la
procédure d’essai pourrait étre modifiée pour mesurer le spécimen plusieurs fois avec des
orientations différentes par rapport a la direction d’éclairement.
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES —

Part 3-8: Examinations and measurements — Ambient light susceptibility

1 General

1.1 Scopgandopject

The purpoge of this part of IEC 1300 is to measure the susceptibility of a fibr
the coupling of light into the optical channel(s) from external light sources:

1.2 General description

This procedure simulates an idealized illumination of a fil
fibre pigtails) by an external light source and mea
more of the light channels of the device per up

associateq
into che o

2 Apparatus

The apparatus and measuring arrangement
of the folldqwing elements.

2.1 Light|source
This is a|non-coherent source\ ©
systems dperation of"the s
optic deviges to co

source capable of 100
2.2 Launth optic

The laungh optics are

involve an

detection,| incoxporate &
specificatipn.

2.3 Lightijchamber

to

its
led
te).

he apparatus shall conpist

etral range covering the wavelengthg of

small, this shall normally be an intense ljght

or coupling the light source to the light chamber. It may
;cattering system and may, in the case of phase-locked ljght
Y chopper. Specific information shall be provided in the detail

The intent of the light chamber is to permit, as much as possible, omnidirectional illumination of
the specimen by the external light source. In the case of small components, the ideal chamber
here is an integrating sphere. Here "small" means that the dimensions of the specimen are
equal to or smaller than 20 % of the diameter of the sphere. As an alternative, the specimen
could be illuminated from a single direction and the test procedure modified to measure the
specimen several times with different orientations in relation to the direction of illumination.
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2.4 Dispositif de mesure de la puissance optique

La configuration optique du détecteur du dispositif de mesure de la puissance doit permettre de
détecter toute la lumiére émise par une extrémité de fibre du spécimen. Comme de bas
niveaux de puissance ambiante couplée sont prévus, le dispositif de mesure de la puissance
doit pouvoir détecter des niveaux de lumiére de —90 dBm dans la plage de longueurs d’onde du
spécimen ou bien selon les indications de la spécification particuliére.

L]
@ Source de lumiére
[ cmem—]

Instruments optique

Dispositif de mesure
de lirridiation

Spécimen

<=

Capuchon étanche
a la lumiére

CEl 293195

2.5

Norr ofivient de controler les conditions d'éclairage du local.
peut n écran contre la lumiére a la fibre qui n'est pas
inter auXinstruments de mesure de la puissance.

2.6

Ce dispositi it a une zone de mesure suffisante pour mesurer 100 mW/cm3 ou bien
'intgnsité par la spécification particuliére a la surface du spécimen. La reprofluctibilité

doit [étre\inférieure a 5 %. La réponse spectrale du détecteur sera compatible avec |a source
lumipeuse utilisée. Dans le cas d’'une sphére intégratrice, la téte du détecteur d'irradiation est
montée comme lindique la figure 1. Dans le cas d’éclairement unidirectionnel du spécimen, la
téte du détecteur d’irradiation sera placée trés prés du spécimen et orientée pour détecter la
lumiere d’éclairement.

2.7 Capuchons étanches a la lumiére

Lorsque des accés du spécimen existent a I'intérieur ou a I'extérieur de la chambre de lumiére,
ils seront protégés par des capuchons aptes a bloquer la lumiére a un niveau spécifié dans la
spécification particuliére.
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2.4 Optical power meter

The optical configuration of the detector of the power meter shall be such as to detect all of the
light emitted from a fibre end of the specimen. Since low levels of coupled ambient power are
expected, the power meter shall be capable of detecting light levels of —-90 dBm in the
wavelength range of the specimen or as specified in the detail specification.

Light source

————— Launch optics

rradiance meter

Specimen <\ ANY

<

Light tight cap

IEC 293195

2.5 Light
Normally, 1 of room lighting conditions should be exercised. L|ght
shielding i 3 jonally illuminated and of the power meter optics may| be

required.

2.6 lrrad

The irradifince-metershall have enough range to measure 100 mW/cm?, or the intensity that
the detail spécification requires to be at the surface of the specimen. The reproducibility s
be within 5% i i i

used. In the case of an integrating sphere, the irradiance detector head is fitted as shown in
figure 1. In the case of unidirectional illumination of the specimen, the irradiance detector head
shall be placed in close proximity to the specimen and oriented to detect the illuminating light.

2.7 Light tight caps

Where ports of the specimen exist either inside or outside of the light chamber, they shall be
capped with seals capable of blocking light to a level specified in the detail specification.
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3.1 Préparer le spécimen selon les instructions du fabricant et le placer dans la chambre de
lumiére comme indiqué en figure 1. La ol ce sera possible, tous les acceés de fibre amorce du
spécimen doivent conduire & l'extérieur de la chambre de lumiére a travers des cachets
d’étanchéité a la lumiére et seront pourvus de capuchons. Tous les acces a l'intérieur de la
chambre seront eux aussi pourvus de capuchons. La spécification particuliere fournira des
informations sur le placement du spécimen dans la chambre, ainsi que sur les longueurs et les
orientations des fibres amorces du cable dans la chambre. Normalement, I'échantillon sera
placé de fagon a réduire la tension et & limiter le plus possible les micro-flexions du cable et de

la fibre.

mes

3.3 | La source lumineuse étant éteinte, remettre a zéro le
puisgance optique et la lecture du détecteur d'irradiation (C).

3.4 | Allumer la source de lumiére et régler l'intensité de Ja
déte¢teur d'irradiation spécifiées dans la spécification
Pirragliation P,(i), enregistrer la lecture correspondap
optique, Py(i).

3.5 | Tracer un diagramme de Pii
indiqué en figure 2. Dans la région li
en figure 2), trouver les plus petits c3
a I'ég

3.6
mes

3.2 lRelier un accés ou une fibre amorce specifies du specimen d Ig

ositif de

ufe de la

ctures du

vEleur de

issance

b comme
indiquée
mmunité

ositif de

\/

P, (n) P

Figure 2

P, (1)

Log

CEl 294195
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3 Procedure

3.1 Prepare the specimen in accordance with the manufacturer's instructions and place it in
the light chamber as shown in figure 1. Where possible, all pigtail ports of the specimen shall
lead outside of the light chamber through light tight seals and be capped. The detail
specification shall provide information on the placement of the specimen in the chamber and
lengths and orientations of cable pigtails in the chamber. Normally, the sample shall be placed
in a manner which relieves tension and minimizes cable and fibre microbending as much as

possible.

3.2 Connect a specified specimen port or pigtail to the optical power meter head in a manner

which excludes stray light.

3.3  With|the light source off, zero the optical power meter and the irradignce mets

(C).

3.4 Turn| on the light source and adjust the light intensity to obtain h

readings dpecified in the detail specification. For each value of Wradiange

correspondling optical power meter reading, Py(i).

3.5 Plot|P(i) vs P,(i) on a log-log chart as shown in figure 2.
(corresporiding to the "A-B" region shown in figure 2), (find the
measuring data. The ambient light susceptibility (ALS)\is

curve.

3.6 Repgat the procedure with other por
meter, as gpecified in the detail specificatio

O

ng

ter
the

plot
the
the

nen connected to the optical poyer

Log /\Q
A
P (1) x s
4> B
C
P, (n) P, P.(1)  Llog

Figure 2

1EC 294195
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4 Détails a préciser

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre précisés dans la spécification particuliere:

- Type de source de lumiére et caractéristiques spectrales

- Exigences pour le dispositif de mesure de l'irradiation

— Exigences pour le détecteur

— Description de la chambre de lumiére

- Exigences de fonctionnement et critéres supplémentaires «réussite/échec»

— Ecarts par rapport a la présente procédure

@%
@
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